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O pewnych problemach modelowania wtasnosci transmisyjnych
mikrofalowych ekranéw nanokompozytowych

Niepozadanym i niekontrolowanym efektem lawinowego ostatnio rozwoju miniatu-
rowych urzadzen elektronicznych jest interferencja elektromagnetyczna (EMI). Szcze-
goélnie perspektywicznym materiatem dla ostony przed EMI sa nanowarstwy. Wyni-
ka to zaréwno z ich wlasno$ci mechanicznych (zwlaszcza wytrzymatosci i wzglednej
lekkosci) wlasnosci termicznych, a takze mozliwosci ksztattowania optymalnych, dla
danego zakresu czestotliwosci kombinacji globalnych parametréow konstytutywnych
zwlaszcza konduktancji, a nawet ich wlasnosci widmowych. W referacie przedstawio-
ny zostanie zarys metody szacowania transmitancji (gléwnego parametru w kontro-
lowanej redukcji EMI) opartej na teorii linii transmisyjnych i dostosowanej do cien-
kowarstwowych struktur kompozytowych. Metoda moze by¢ z powodzeniem stoso-
wana do nanokompozytéw o zlozonej strukturze wewnetrznej (zwlaszcza planarnej),
umozliwia tez uzyskanie dopasowania impedancyjnego z otoczeniem. Funkcjonuje ona
niezaleznie od periodycznosci struktury wielowarstwowej i jest szczegolnie uzyteczna
w zastosowaniu do binarnych pseudolosowych sekwencji warstw typu Fibonacciego,
struktur o wlasnosciach kompozytéw wielowarstwowych i supersieci, a w szczegdlnosci
metamaterialéw planarnych.



